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(54) Dispozitiv pentru masurarea cu precizie inalta a temperaturii critice a

probelor supraconductoare
(57) Rezumat:
1

Inventia se referd la tehnica electronica
pentru masurarea proprietdtilor peliculelor din
materiale supraconductoare cu precizie inaltd
si poate fi utilizatd la confectionarea peli-
culelor supraconductoare cu parametri deter-
minati exact.

Dispozitivul pentru misurarea cu precizie
inaltd a temperaturii critice a probelor supra-
conductoare include un schimbator de caldura
(1), unit printr-un sustinitor (2) cu o camera de
vid (4), in care sunt amplasate o proba (6) si un
termometru (3). Camera (4) este dotatd cu un
capac de forma conicd (5), in care este executat
un canal strapuns (7), prin intermediul ciruia
camera (4) este unitd cu o pompa de vid (8).
Sustinatorul (2), camera de vid (4) si capacul
(5) sunt executate din cupru.
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Rezultatul tehnic constd in majorarca pre-
ciziei de misurare a temperaturii critice a
probelor supraconductoare.
Revendicari: 1
Figuri: 2




(54) Device for high-precision measurement of critical temperature of

superconducting samples

(57) Abstract:
1

The invention relates to electronic engi-
neering for high-precision measurement of
properties of films of superconducting
materials and can be used in the manufacture
of superconducting films with well-defined
parameters.

The device for high-precision measurement
of critical temperature of superconducting
samples includes a heat exchanger (1), con-
nected through a holder (2) to a vacuum
chamber (4), in which are placed a sample (6)
and a thermometer (3). The chamber (4) is
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equipped with a conical cover (5), in which is
made a through channel (7), whereby the
chamber (4) is connected to a vacuum pump
(8). The holder (2), the vacuum chamber (4)
and the cover (5) are made of copper.

The technical result is to increase the
accuracy of measurement of critical tem-
perature of superconducting samples.

Claims: 1

Fig.: 2

(54) YCTpOHCTBO AJ1s1 H3MEPEHHs ¢ BbICOKOH TOYHOCTBI0O KPUTHYECKOH
TeMIepaTypbl CBepXNpPOBOAHHKOBbIX 00pa310B

(57) Pegepar:
1

H300peTeHne OTHOCHTCS K 3JIEKTPOHHOH
TCXHUKEC A1 U3MCPCHHUA CBOWCTB IUICHOK H3
CBEPXIMPOBOJAIIMX MATEPHAIOB C BBICOKOM
TOYHOCTBEO H MOJKCT OBITh HCIIOJIB30BAHO npu
HU3rOTOBJICHUH CBCPXMPOBOAAIINAX IUICHOK C
TOYHO OTPECICHHBIMHA MTAPAMETPAMH.

YCTpOHCTBO A1 H3MEPEHHA C BBICOKOM
TOYHOCTBIO KPUTHYECCKOH TEMIIEPATYPBI CBEPX-
TIPOBOJIHUKOBBIX OOPA3II0B BKIIFOYACT TEILIO-
00MeHHHEK (1), coeTMHEHHBIH Uepe3 eprKaTelb
(2) ¢ BakyymHOUM kamepod (4), B KOTOpOH
pasmemieHsl o0paszen (6) w Tepmomerp (3).
Kamepa (4) ocHamieHa KpBIIIKOH KOHHYECKOU
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(¢opMsl (5), B KOTOPOIHl BBHIOHCH CKBO3HOMH
kaHaiu (7), moCpeaACTBOM KOTOporo kamepa (4)
COCIMHECHA C BAaKyyMHbIM HacocoM (8).
Hepxartenp (2), BakyyMHass Kamepa (4) u
KPBIIIKA (5) BBIIOTHCHBI H3 MEIH.

TexHUUeCKHi Pe3yabTaT COCTOUT B YBEIHU-
YCHHH TOYHOCTH H3MCPCHHUS KPHTHUCCKOH
TEMIIEPATYPhl CBEPXIPOBOIHUKOBBIX 00pas-
LOB.

I1. popmymsr: 1

Owur.: 2
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Descriere:

Inventia se refera la tehnica electronicd pentru mésurarea proprietdtilor peliculelor din
materiale supraconductoare cu precizie inaltd si poate fi utilizati la confectionarea
peliculelor supraconductoare cu parametri determinati exact.

Este cunoscut un dispozitiv de ricire §i mdsurare a proprictitilor materialelor la
temperaturi joase, si anume un schimbator de cildurd, care este executat dintr-un profil de
metal, In interiorul ciruia circuld un agent de ricire, pe suprafata exterioard a schimba-
torului de cildurd este amplasatd o probd, care posedd temperatura schimbdtorului de
caldurd, insd se termostabilizeazd numai punctele de volum pe orizontala [1].

Dezavantajul acestui dispozitiv constd in prezenta gradientului de temperaturd de-a
lungul axei verticale pe suprafata probelor. Din cauza diferentei considerabile de
temperaturd dintre schimbdtorul de cdldurd si mediul ambiant, in proba misurati,
amplasatd pe suprafata schimbatorului de caldurd, apare gradientul de temperatura.

Cea mai apropiatd solutie este dispozitivul pentru méasurarea rezistivd a probelor, care
include un frigider cu ciclu inchis, care constd dintr-un schimbitor de cdldurd, un
sustindtor pentru probe si un termometru [2].

Dezavantajul acestui dispozitiv constd in prezenta gradientului de temperaturd de-a
lungul axei verticale si orizontale.

Problema pe care a rezolva inventia propusa constd in majorarea preciziei de masurare
prin excluderea gradientului de temperaturd in blocul de mésurare la temperaturi joase.

Dispozitivul, conform inventiei, Inldturd dezavantajul mentionat mai sus prin aceea ca
include un schimbdtor de cildurd, unit printr-un sustinitor cu o camerd de vid, in care
sunt amplasate o probd si un termometru. Camera este dotatd cu un capac de forma
conicd, in care este executat un canal strdpuns, prin intermediul cdruia camera este uniti
cu o pompd de vid. Sustinatorul, camera de vid si capacul sunt executate din cupru.

Rezultatul tehnic constid in majorarea preciziei de misurare a temperaturii critice a
probelor supraconductoare.

Inventia se explica prin desenele din figurile 1 si 2, care reprezinta:

- fig. 1, schema dispozitivului;

- fig. 2, schema dispozitivului in sectiune.

Dispozitivul pentru misurarea cu precizie inalti a temperaturii critice a probelor
supraconductoare include un schimbdtor de cildurd 1, unit printr-un sustinitor 2 cu o
camera de vid 4, in care sunt amplasate o probd 6 si un termometru 3. Camera 4 este
dotatd cu un capac de formd conicd 5, in care este executat un canal stripuns 7, prin
intermediul cdruia camera 4 este unitd cu o pompa de vid 8 printr-o conducta de vid 9.
Sustindtorul 2, camera de vid 4 si capacul 5 sunt executate din cupru.

Dispozitivul pentru masurarea cu precizie inaltd a temperaturii critice a probelor
supraconductoare functioneazd in modul urmitor. Proba misuratd 6 se amplaseaza in
interiorul camerei de vid 4, care se inchide cu capacul de forma conici 5 si se fixeazi pe
sustindtor 2. Camera de vid 4 cu proba 6 se videazi printr-un canal stripuns 7 si se
conecteazd prin sustindtorul 2 la schimbétorul de cildurd 1, cu ajutorul ciruia temperatura
in interiorul camerei de vid 4 se¢ micsoreazd pana la valoarea necesara fiind misurata cu
termometrul 3. Camera de vid 4 cu capacul conic 5 rectificd temperatura din interior,
unde este amplasata proba 6, eliminind posibilele gradiente de temperatura si asigurand
precizia dispozitivului si masurari ale temperaturii nu mai joase de 3T=0,02 K, fapt care
este controlat de termometrul 3. Vidarea camerei 4 se efectueaza prin canalul strapuns 7
cu ajutorul pompei de vid rotative 8 printr-o conductd de vid 9.
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(56) Referinte bibliografice citate in descriere:
1. Manxos MLIL., Janunos M.B., 3enpaoBuu A.I'., ®paakos A.B. CropaBodHUK 1O
(PUBHKO-TCXHHYCCKHM OCHOBAM KpPHOTCHUKH. Mocksa, Oueprusa, 1972,
c. 255-256
2. Pasaport tehnic al frigiderului cu ciclu inchis (Coolpower 4.2GM), 2001

(57) Revendiciri:

Dispozitiv pentru madsurarea cu precizie inaltd a temperaturii critice a probelor
supraconductoare, care include un schimbétor de cidldurd, unit printr-un sustinitor cu o
camera de vid, in care sunt amplasate o probd si un termometru; camera este dotatd cu un
capac de forma conicd, in care este executat un canal strdpuns, prin intermediul ciruia
camera este unitd cu o pompd de vid, totodata sustindtorul, camera de vid si capacul sunt
executate din cupru.
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Examinator: GHITU Irina
Redactor: LOZOVANU Maria
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